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Pielikums Nr.3
nolikumam ar ID Nr. LU CFI 2020/2/ERAF

AIZPILDA PRETENDENTS 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)
Atklātam konkursam   “Augstas izšķirtspējas skenējošais elektronu un jonu kūļa mikroskops (SEM/FIB)”
	Nr.
	Nosaukums
	Vienības
	Apjoms
	Cena (bez PVN) EUR par vienu vienību

	1.
	Augstas izšķirtspējas skenējošais elektronu un jonu kūļa mikroskops (SEM/FIB) saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām 1.-7.punktam
	kompl.
	1
	

	2. 
	Papildus opcija* - BSE difrakcijas detektors (EBSD) saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām 8.punktam
	gab
	1
	

	Iekārta kopā ar papildus opciju pa EUR bez PVN
	


* Pretendentam jāņem vērā, ka jānodrošina papildus opciju (prasību) izpilde, lai tās būtu savietojamas ar iekārtu. Pasūtītājs ir tiesīgs papildus opcijas iegādāties, ņemot vērā Pretendenta piedāvāto cenu un Pasūtītājam pieejamo finansējumu. 

Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:

· preču piegādes un uzstādīšanas, apmācība izmaksas, garantijas nodrošināšana un cita no tehniskās specifikācijas prasību nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas;

· visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN);

· visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā.

· citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.
__________________________        ______________                      ____________________

  /vārds, uzvārds/name, surname/ 

/amats/position/                  

/paraksts/signature/

___________, 2020.gada ____.______________

/ vieta/place/

Pretendents šo pieteikuma veidlapu var parakstīt Elektroniskās iepirkumu sistēmas  lietotāja parakstu, reģistrējoties sistēmā un ielādējot dokumentu 
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ATTISTIBAS Eiropas Regionalas
PLANS 2020 attistibas fonds

IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE



